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1范围

数显电感测微仪
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本标准规定了数显电感测微仪的术语和定义、型式和基本参数、要求、检验方法、检验规则、标志与

包装等。

本标准适用于分辨力为0．01 pm、0．1 pm、1 pm，量程不大于2 mm的数显电感测微仪(以下简称

“测微仪”)。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 191 2008包装储运图示标志(ISO 780：1997，MOD)

GB 4208 2008外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529：2001，IDT)

GB／T 4879 1999防锈包装

GB／T 5048 1999防潮包装

GB／T 6388--1986运输包装收发货标志

GB／T 9969--2008工业产品使用说明书总则

GB／T 14436--1993工业产品保证文件总则

GB／T 17163--2008几何量测量器具术语基本术语

GB／T 17164--2008几何量测量器具术语产品术语

GB／T 17626．2 2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(IEC 61000—4—2：2001，

IDT)

GB／T 17626．3 2006电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000—4—

3：2002，IDT)

3术语和定义

GB／T 17163--2008、GB／T 17164 2008中确立的术语和定义适用于本标准。

4型式和基本参数

4．1型式

测微仪由数字显示器和传感器组成，其型式及装夹尺寸见图1～图4所示。图示仅供图解说明，不

表示详细结构。
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2

测量功能选择开关

图1 数显电感测微仪的型式示意图
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图2带模拟表显示的数显电感测徽仪的型式示意图
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图3带模拟柱显示的数显电感测微仪的型式示意图
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嘧支 譬
a)旁向式传感器 b)轴向式传感器

图4传感器的型式示意图

4．2基本参数

4．2．1旁向式传感器装夹部位的型式和尺寸见图5的规定。

单位为毫米

a)耳夹式 b)支持杆式

图5旁向式传感器装夹部位的型式示意图

4．2．2轴向式传感器的装夹尺寸及轴向式传感器测头的连接尺寸见表1、图6的规定。

表1 单位为毫米

D L(参考尺寸)

≠28f7 ≥40

≠16f7 ≥20

d8f7 ≥12

里甚鼯
图6轴向式传感器测头的连接尺寸示意图

尺寸单位为毫米

表面粗糙度单位为微米
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5要求

5．1外观

测微仪表面不应有锈蚀、碰伤和镀层脱落等缺陷，各种标志、数字、刻线应正确清晰。

5．2相互作用

测微仪各紧固部分牢固可靠，各转动部分应灵活，不应有卡滞和松动现象。

5．3硬度和表面租糙度

传感器测头应选用具有良好耐磨性的材料，其测量面的表面硬度不应低于766HV，表面粗糙度Ra

不应大于0．1 pm。

5．4响应时间

测微仪响应时间应小于1 s。

5．5调零范围

测微仪调零范围应大于20 pm。

5．6误差

测微仪的重复性、方向误差、回程误差和最大允许误差见表2的规定。

表2 单位为微米

重复性
分辨力 方向误差 回程误差 最大允许误差‘

轴向式传感器 旁向式传感器

0．01
b

O．05 0．08 0．08 0．1 士(0．07+o．4xL)

0．1 O．1 0．1 0．1 0．2 土(0．2+3×L3)

1 1 1 1 l 土(O．2+3×L3)

8最大允许误差的计算公式中L为校准零位至检测点的距离，单位为mm。

b对于分辨力为0．01 p-m、量程大于40弘m的测微仪参见附录A。

5．7稳定性

在规定时间内，测微仪示值随时间变化的稳定性不应大于表3的规定。

表3

分辨力／pm 规定时间／h 稳定性／pm

0．01 0．5 0．2

0．1 0．5 0．2

1 4 1

5．8测量力

5．8．1传感器的测量力不应大于表4的规定。

表4

传感器型式 测量力／N

4,8f7 0．75

轴向式传感器 夹持部位直径／ram ≠16f7 1．5

，128f7 2．5

旁向式传感器 0．25

5．8．2传感器测量力的变化应在75％～125％范围内。
4
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5．9防护等级(IP)

测微仪应具有防尘、防水能力，其防护等级不得低于IP40(见GB 4208--2008)。

5．10抗静电干扰能力和抗电磁干扰能力

测微仪的抗静电干扰能力和抗电磁干扰能力均不应低于1级(见GB／T 17626．2—2006、

GB／T 17626．3 2006)。

5．11工作环境

测微仪应能在环境温度0℃～40℃、相对湿度不大于80％的条件下进行正常工作。

6检验方法

6．1检验条件

测微仪的检验应在温度为20℃士l℃，温度变化不应大于0．5℃／h的检验室内进行。受检前，测

微仪和检验器具应在检验室内等温4 h以上。测微仪通电后应预热30 rain，正式检验在放大倍数调好

后进行。

6．2检验项目、方法和检验器具

测微仪的检验项目、检验方法和检验器具见表5。

表5

序号 检验项目 检验方法 检验器具

在最小分辨力档位上，使测头与测量台架工作台上的量块相接
测量台架、

1 响应时间 触，然后迅速使测头移动，测出从给测头等于1／2示值范围的迅速
量块、秒表

变位起，到指针指示在一个最小分度值之内为止的所需时间

在最小分辨力档位上，将零位调整旋钮从一端旋到另一端时，读 测量台架、
2 调零范围

出指针移动的范围 量块

在最小分辨力档位上，使指针对准零位刻度线．依次向各档转动 测量台架、
3 零位平衡

量程转换开关，观察各档指针对零位的偏移量 量块

使测头与测量台架工作台上的量块相接触，将测微仪的指针对准 测量台架、

任意一条刻度线，用提升机构把测头提起，再使其自由落下，其提升 量块、提升
4 重复性

量应稍大于该档的示值范围，且每次提升量基本一致，重复10次取 机构

其各次示值中最大值与最小值的差值(见图7)

使测头的运动方向垂直于测量台架工作台台面，并与测量台架工

作台台面上的半圆柱侧块圆柱面顶部相接触(见图8)，调整测微仪
测量台架、

5 方向误差 的指针对准任意一个刻度线，以前、后、左、右四个方向推动半圆柱
半圆柱侧块

侧块，记下每次半圆柱侧块圆柱面顶部与测头接触时的读数值(示

值拐点)，计算指示表最大示值与最小示值之差．即为方向误差

使测头与测量台架工作台上的量块相接触，给传感器以正向位

移，使指针对准指示表左侧任意一条刻度线后，用提升机构把测头 测量台架、

6 回程误差 提起，其提升量应稍大于该档的示值范围，再放下，求出提升前后指 量块、提升

针指示的差值，重复3次．取最大值(见图7)，用同样方法对准指示 机构

表右侧任意一条刻度线，再检定一次

使测头与测量台架工作台上的量块相接触，将测微仪的指针对准
测量台架、

7 示值误差 零刻度线，然后根据示值范围的四等分(或六等分)置换相对应的量
量块‘

块，依次检定出这些受检位置的示值误差，取其最大值(见图7)
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表5(续)

序号 检验项目 检验方法 检验器具

在最小分辨力档位上，使铡头与测量台架工作面相接触，并使指
测量台架、

8 稳定性 针与满刻度线相邻的刻度线重合，经一定的准备时间后在规定的时
量块、时钟

间内读出示值的最大变化量(见图7)

使装在测量台架上的传感器的测头处于自由悬垂状态，然后用测

力计沿测头运动方向对测头向上加力，读出指针通过零位时的测力 测量台架、
9 测量力

计读数，然后使测头向下移动，当指针通过零位时再次在测力计上 测力计

读数，取两次读数的平均值，作为测量力(见图9)

8检验示值误差用的量块规定如下：

测微仪分度值为0．01 pm的选用二等量块，用配对法检验；

测微仪分度值为0．1 pm的选用二等量块；

测微仪分度值为1 pm的选用三等量块。

图7检验重复性、回程误差和示值误差的示意图

轴向传癌署

图8检验方向误差的示意图

旁向传感器

图9检验测量力的示意图
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7试验方法

7．1防水、防尘试验

测微仪的防水、防尘试验应符合GB 4208--2008的规定。

7．2抗静电干扰试验

测微仪的抗静电干扰试验应符合GB／T 17626．2 2006的规定。

7．3抗电磁干扰试验

测微仪的抗电磁干扰试验应符合GB／T 17626．3 2006的规定。

8标志与包装

8．1标志

8．1．1指示器的标牌或面板上应标志：

a)制造企业名称或注册商标；

b)仪器的名称及型号；

c)制造日期及产品序号。

8．1．2传感器上应标志：

a)制造企业名称或注册商标；

b)传感器的型号；

c)制造日期及产品序号。

8．1．3测微仪外包装的标志应符合GB／T 191—2008和GB／T 6388--1986的规定。

8．2包装

8．2．1 测微仪的包装应符合GB／T 4879--1999和GB／T 5048 1999的规定。

8．2．2测微仪应具有符合GB／T 14436--1993规定的产品合格证和符合GB／T 9969--2008规定的使

用说明书，以及装箱单。
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附录A

(资料性附录)

分辨力为0．01 Fm、■程大于40 Fm的数显电感测微仪的误差

分辨力为0．01 pm、量程大于40 pm的数显电感测微仪，其重复性、方向误差、回程误差和最大允许

误差见表A．1。

表A．1 单位为微米

重复性
方向误差 回程误差 最大允许误差

轴向式传感器 旁向式传感器

oz 0．1 0．5 0．5 士0．9


